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Contactfree reactions between micropipes in bulk SiC
growth
Автор: Gutkin, Mikhail Yu.; Sheinerman, Alexander G.; Kohn,
Victor G.; и др.
PHYSICA STATUS SOLIDI AAPPLICATIONS AND
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Автор: Kohn, V. G.; Kazimirov, A.
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Focusing femtosecond Xray freeelectron laser
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Автор: Kohn, V. G.
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION   Том: 19   Стр.:
8492   Часть: 1   Опубликовано: JAN 2012

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 11 
(из Web of Science Core
Collection)

Theoretical analysis of the possibilities of Zernike
phase contrast method in hard X rays for
nondestructive imaging of micropipes in a silicon
carbide single crystal
Автор: Kohn, V. G.; Orlov, M. A.
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS   Том: 56   Выпуск: 6   Стр.:
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Coplanar threebeam Xray diffraction study in TeO2
single crystal using synchrotron radiation
Автор: Blagov, A. E.; Koval'chuk, M. V.; Kohn, V. G.; и др.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATIONXRAY
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Highresolution study of (222,113) threebeam
diffraction in Ge
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.
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Автор: Kohn, V. G.; Argunova, T. S.; Je, Jung Ho
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATIONXRAY
SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES   Том: 5
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Xray Interferometers Based on Refractive Optics
Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Kohn, V.; и др.
Отредактировано: McNulty, I; Eyberger, C; Lai, B
Конференция: 10th International Conference on Xray
Microscopy Местоположение: Univ Chicago, Chicago, IL публ.:
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Спонсоры: US Dept Energy; Argonne Natl Lab; Argonnes Xray
Sci Div
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON XRAY
MICROSCOPY   Серия книг: AIP Conference Proceedings
  Том: 1365   Стр.: 285288   Опубликовано: 2011

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core
Collection)

23.

Показатель использования 

24.

Показатель использования 

25.

Показатель использования 

26.

Показатель использования 

27.

Показатель использования 

28.

Показатель использования 

29.

Показатель использования 

30.

Показатель использования 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=28&REFID=416742711&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=29&REFID=411312935&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=28
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=27
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=25&REFID=426869496&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=29
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=24&REFID=430685542&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=30
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=24
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=23
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=25
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=23&REFID=436244193&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=26
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=26&REFID=425663693&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct


Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

NANO AND MICRO STRUCTURES IMAGE BASED ON
ASYMMETRIC BRAGG DIFFRACTION
Автор: Kuyumchyan, A. V.; Kohn, V.; Kuyumchyan, D.; и др.
Отредактировано: Dobisz, EA; Eldada, LA
Конференция: Conference on Nanoengineering  Fabrication,
Properties, Optics, and Devices VIII Местоположение: San
Diego, CA публ.: AUG 2324, 2011 
Спонсоры: SPIE; Air Live; Fruhmann GmbH NTL Manufacturer &
Wholesaler
NANOENGINEERING: FABRICATION, PROPERTIES, OPTICS,
AND DEVICES VIII   Серия книг: Proceedings of SPIE   Том:
8102     Номер статьи: 810216   Опубликовано: 2011
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Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core
Collection)

Micropipe Reactions in Bulk SiC Growth
Автор: Gutkin, M. Yu.; Argunova, T. S.; Kohn, V. G.; и др.
Отредактировано: Mukherjee, M
SILICON CARBIDE  MATERIALS, PROCESSING AND
APPLICATIONS IN ELECTRONIC DEVICES   Стр.: 187206
  Опубликовано: 2011
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Farfield xray phase contrast imaging has no detailed
information on the object
Автор: Kohn, V. G.; Argunova, T. S.; Je, J. H.
JOURNAL OF PHYSICS DAPPLIED PHYSICS   Том: 43
  Выпуск: 44     Номер статьи: 442002   Опубликовано: NOV 10
2010
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Количество цитирований: 6 
(из Web of Science Core
Collection)

Computer simulation of the zernike phase contrast in
hard xray radiation using refractive lenses and zone
plates
Автор: Kohn, V. G.; Orlov, M. A.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATIONXRAY
SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES   Том: 4
  Выпуск: 6   Стр.: 941946   Опубликовано: NOV 2010
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Количество цитирований: 3 
(из Web of Science Core
Collection)

Highresolution study of dynamical diffraction
phenomena accompanying the Renninger (222/113)
case of threebeam diffraction in silicon
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A   Том: 66   Стр.:
451457   Часть: 4   Опубликовано: JUL 2010
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Количество цитирований: 5 
(из Web of Science Core
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Diffraction imaging of crystals with focused xray
beams
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z. H.
PHYSICAL REVIEW B   Том: 81   Выпуск: 21     Номер статьи:
214112   Опубликовано: JUN 15 2010
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(из Web of Science Core
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Observation of Strong Virtual Scattering under Three
Beam (220,371) XRay Diffraction in TeO2 Single
Crystal
Автор: Blagov, A. E.; Kovalchuk, M. V.; Kohn, V. G.; и др.
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS   Том: 55   Выпуск: 1   Стр.:
1014   Опубликовано: JAN 2010
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Количество цитирований: 4 
(из Web of Science Core
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synchrotron radiation
Автор: Kohn, V. G.; Chumakov, A. I.; Rueffer, R.
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION   Том: 16   Стр.:
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Spatial structure of a focused Xray beam diffracted
from crystals
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Snigirev, A.; и др.
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION   Том: 16   Стр.:
666671   Опубликовано: SEP 2009
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Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 3 
(из Web of Science Core
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XRay Nanointerferometer Based on Si Refractive
Bilenses
Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Kohn, V.; и др.
PHYSICAL REVIEW LETTERS   Том: 103   Выпуск: 6     Номер
статьи: 064801   Опубликовано: AUG 7 2009
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Количество цитирований: 27 
(из Web of Science Core
Collection)

Elliptical micropipes in SiC revealed by computer
simulating phase contrast images
Автор: Argunova, Tatiana; Kohn, Victor; Jung, JiWon; и др.
Конференция: 9th Biennial Conference on High Resolution XRay
Diffraction and Imaging Местоположение: Linz, AUSTRIA публ.:
SEP 1519, 20082009
PHYSICA STATUS SOLIDI AAPPLICATIONS AND
MATERIALS SCIENCE   Том: 206   Выпуск: 8   Стр.: 18331837
  Опубликовано: AUG 2009
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Semianalytical Theory of Focusing Synchrotron
Radiation by an Arbitrary System of Parabolic
Refracting Lenses and the Problem of NanoFocusing
Автор: Kohn, V. G.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATIONXRAY
SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES   Том: 3
  Выпуск: 3   Стр.: 358364   Опубликовано: JUN 2009
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New imaging technique based on diffraction of a
focused xray beam
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, ZH
JOURNAL OF PHYSICS DAPPLIED PHYSICS   Том: 42
  Выпуск: 1     Номер статьи: 012005   Опубликовано: JAN 7
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Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 4 
(из Web of Science Core
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High energy Xray nanofocusing by silicon planar
lenses
Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Grigoriev, M.; и др.
Отредактировано: David, C; Nolting, F; Quitmann, C; и др.
Конференция: 9th International Conference on XRay
Microscopy Местоположение: ETH, Zurich, SWITZERLAND
публ.: JUL 2125, 2008 
Спонсоры: XRADIA; Euro Round Table Synchrotrons Free
Electron Lasers; Ctr Imag Sci Tech Zurich; Swiss Natl Sci Fdn;
Paul Scherrer Inst
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON XRAY
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